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USPTO 新しい特許局長に Drew Hirshfeld 氏を任命 
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 今 村 、 丸 岡 

 

Penny Pritzker 商務長官は本日、７月初旬に辞任した Margaret Focarino 氏の後任の

Commissioner for Patent（以下、特許局長）に、Deputy Commissioner for Patent 

Examination Policy1の Drew Hirshfeld 氏を任命したと発表した2。 

特許局長は、Margaret (Peggy) Focarino 氏が７月初旬に辞任して以来空席となってい

たところ、Deputy Commissioner から昇任させる形となった。 

Drew Hirshfeld 氏は、１９９４年、特許審査官として USPTO でのキャリアをスタートし、コ

ンピュータソフトウェア及びデータベース分野の管理職を経て、David Kappos 長官時代に

特許・商標にまたがる施策の全体調整を司る Chief of Staff3を二年間経験した。その後、

２０１１年１１月より Deputy Commissioner for Patent Examination Policy を務めていた。 

現在 Office of Patent Examination Policy では、特許審査基準及び関連する方式審査

基準等を所管しており、また、担当の副局長が別途設置される4までは品質管理も同氏が

担当していた。 

＜Penny Pritzker 商務長官コメント＞ 

同氏は特許局長を務めるに十分な経験を有しており、特に現職および前職の Chief of 

Staffにおいて大きく商務省に貢献してきた。私は、新しいポストでも彼が偉大なる発明者

達、ひいてはアメリカ国民全体に尽くし続けると確信している。 

＜Michelle Lee USPTO 長官コメント＞ 

同氏は庁内で数々の重要なポストを歴任し、その仕事ぶりは洞察力に富んでおり、組

織に多くの成果をもたらした。また彼は、特許審査基準を所管したことにより、わが国の偉

大なる発明家が弊庁に何を求めているか理解するに至った。彼の特許局長就任は我々

特許庁職員のみならず、アメリカ国民にとっても利益となるだろう。 

以上 

                                                           
1Office of Patent Examination Policy の所管業務（USPTO ホームページ） 
2特許法第三条により、特許局長の任命権限は商務長官にある 
3Chief of Staff の所管業務（USPTO ホームページ） 
4初代特許品質担当副局長に Valencia Martin Wallace 氏を任命（２０１５年２月４日 IPニュース） 

http://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/office-commissioner-patents/office-deputy-commissioner-patent-27.html
http://www.uspto.gov/about-us/executive-biographies/andrew-byrnes
http://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/pdf/20150204_2.pdf
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＜参考１＞Drew Hirshfeld氏、特許局長宣誓式の様子 

 

※向かって左手が、Drew Hirshfeld 氏。右手は Russell Slifer特許庁副長官5 

参照サイト： IP WATCH DOG  

  

                                                           
5商務省 Pritzker 長官、USPTO 新副長官に Russell Slifer 氏を任命（２０１５年３月２５日 IP ニュース） 

http://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2015/07/drew-hirshfeld-russ-slifer-700.jpg
http://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/pdf/20150325.pdf
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＜参考２＞次期特許局の顔ぶれ 
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（USPTO ホームページより抜粋） 

                                                                  


